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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -
ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND MEASURING METHODS -

Part 2: Rated current of inductors for DC to DC converters

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization corn nrising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is tc: pronote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electroric fic'ds. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technica. Spe ificaions,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referrec to as “IEC
Publication(s)“). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committe. interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, goveiymental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC cc'laborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with ccadition determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as i 2e(ly s pussible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical commii.re h s representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for internationai "1s2 and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to_enc re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for th': wav n which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Cmn.'ttees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their ~.<iion.! and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding natio ral oi regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicateits approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an !=C Rubi.cation.

All users should ensure that they have the laic=t odiuon of this publication.

No liability shall attach to IEC or its dire itors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and . -C '{ational Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatshev.r, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publice‘ion, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Noi vutivi2 references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the corr=ct ap'ication of this publication.

Attention is drawn to ..> pcrsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC si. Il no be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Stcndard \=C 62024-2 has been prepared IEC technical committee 51: Magnetic
componer.ts «1d turrite materials.

This biliagual version, published in 2009-02, corresponds to the English version.

The 2xt o this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
51/937/FDIS 51/941/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts of IEC 62024 series, under the general title High frequency inductive
components — Electrical characteristics and measuring methods, can be found on the IEC
website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -
ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND MEASURING METHODS -

Part 2: Rated current of inductors for DC to DC converters

1 Scope

This part of IEC 62024 specifies the measuring methods of the rated direct current limi.s for
small inductors.

Standardized measuring methods for the determination of ratings enable usersi o <ccu ately
compare the current ratings given in various manufacturers’ data books.

This standard is applicable to leaded and surface mount inductors with diniansions according
to IEC 62025-1 and generally with rated current less than 22 A, although nducuors with rated
current greater than 22 A are available that fall within the dimensiun r.strictions of this
standard (no larger than 12 mm x 12 mm footprint approximctciy, 1nese inductors are
typically used in DC to DC converters built on PCB, for electric._aid telecommunication
equipment, and small size switching power supply units.

The measuring methods are defined by the saturation and temperature rise limitations
induced solely by direct current.

2 Normative references

The following referenced documents are indispansable for the application of this document.
For dated references, only the edition citex cuplies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including-~ny.= mendments) applies.

IEC 60068-1, Environmental testing — rart 1: General and guidance

IEC 62025-1, High frequeiic- inductive components — Non-electrical characteristics and
measuring methods — Far. 1. Fixed, surface mounted inductors for use in electronic and
telecommunication equir ment
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE -
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET METHODES DE MESURE -

Partie 2: Courant assigné des bobines d’induction pour
des convertisseurs continus-continus

AVANT PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de norm lisaion
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CE:, La ZEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalic.tion “ans les
domaines de [I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie ‘es Normes
Internationales, des Spécifications Techniques, des Rapports Techniques, des Spécificati \ns accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) CEI"). Leur élabora*an st confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet tiqité pc 1t participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaicon a ‘ec le CEl, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationa.» d: Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques “cprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant dorné | ue les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les publications CEIl se présentent sous la forme de recommand itions niternationales et elles sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les effarts -ais snnables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses public tiori - la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est ‘aite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les C omit{'s nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les ncimies internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs lans.cette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le ma: ;uage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est d<=!arl.. onforme a I'une de ses normes.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'.', so 1t en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étr in.nutée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses exjyrts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tovl  ~éjuc.ce causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature g9re ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépens~s de ~:ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de > CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attir€ = sur 'es références Normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obliga.~irc pour une application correcte de la présente publication.

L’attention es. a.irée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication CEIl peuvent faire I'objet
de droits de | ropricté intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avco - ide rtifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norr.e internationale CEl 62024-2 a été établie par le comité d'études 51 de la CEl:
Compocosats magnétiques et ferrites.

'.a \7ésente version bilingue, publiée en 2009-02, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 51/937/FDIS et 51/941/RVD.

Le rapport de vote 51/941/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CEl 62024, présentées sous le titre général
Composants inductifs a haute fréquence — Caractéristiques électriques et méthodes de
mesure, peut étre consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch" dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE -
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET METHODES DE MESURE -

Partie 2: Courant assigné des bobines d’induction pour
des convertisseurs continus-continus

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 62024 spécifie les méthodes de mesure des limites de courant
continu assigné pour de petites bobines d’induction.

Les méthodes de mesure normalisées pour la détermination des valeurs nominales
permettent aux utilisateurs de comparer précisément les valeurs nominales ccurantes figurant
dans les différents recueils de données fabricants.

La présente norme s’applique aux bobines d’induction a sorties et pou.. mnntage en surface
dont les dimensions sont conformes a la CEIl 62025-1 et dor* ge: éralement le courant
assigné est inférieur a 22 A, méme si des bobines d’induction de cour2.t assigné supérieur a
22 A sont disponibles et s’intégrent dans les restrictions d: dimensions de cette norme
(empreinte ne dépassant pas 12 mm x 12 mm, approximativer .2t). Ces bobines d’induction
sont typiquement utilisées dans des convertisseurs continus-coi.tinus montés sur des cartes a
circuit imprimé (CClI), pour des matériels électriques et.de ‘4lé communications, ainsi que pour
des unités d’alimentation de puissance de commutaticn ¢ petite taille.

Les méthodes de mesure sont définies par les limii2s le saturation et d’échauffement induites
uniquement par le courant continu.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence sui:anw sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références (atecs, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition uu document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60068-1, Essais'u ~nv.ronnement — Partie 1: Généralités et guide

CEIl 62025-1, ~~mposants inductifs a haute fréquence — Caractéristiques non électriques et
méthodes de mes 're — Partie 1: Inductances fixes pour montage en surface utilisés dans les
matériels e!=2clioniques et les équipements de télécommunications (disponible en anglais
seulem~nt)
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